Zapis z jednani komise pro vybérové Fizeni
konaného dne 21. listopadu 2014

Vybérové fizeni na obsazeni mista
akademického védeckého pracovnika v oboru fyzika se zamérenim na fyziku materidlu a pokrocilé
metody zjistovani strukiury materialii jako je elektronovad mikroskopie a difrakce zpéiné odrazenych
elektronu
na Katedfe fyziky materiala
bylo vypsano v deniku Lidové noviny dne 21. 10. 2014.
Uzavérka prihlasek byla dne 19. 11. 2014 v 16.00 hod.

Komise pro vybérové fizeni byla ustavena dne 21. 10. 2014 ve sloZeni: pfedseda — prof. RNDr.
Vladimir Baumruk, DrSc. (prodé¢kan MFF UK), ¢lenové — prof. RNDr. Ivan Pelant, DrSc. (Fyzikalni
tstav AV CR, v.v.i.), RNDr. Petr Lukas, CSc. (feditel Ustavu jaderné fyziky AV CR v.v.i.), prof. RNDr.
Petr Maly, DrSc. (vedouci Katedry chemické fyziky a optiky), prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
(prodekan MFF UK), doc. RNDr. Milos Janeéek, CSc. (vedouci Katedry fyziky materiala), doc. RNDr.
Lenka Hanykova, Dr. (vedouci Katedry makromolekularni fyziky). Jako delegat akademického senatu
MFF UK se jednani komise zuc¢astnil RNDr. Karol Kampf, Ph.D.

Komise se sesla dne 21. listopadu 2014. Pritomni byli vSichni ¢lenové. Komise konstatovala, ze
byly fadné splnény formalni nalezitosti fizeni. Do lhity stanovené pro podavani piihlasek, tedy do 19.
11. 2014, byla zaregistrovana jedna pfihlaska. Pfihlaska byla nélezité dolozena. Komise projednala
obsazeni mista s timto vysledkem:

Ptihlasila se RNDr. Jitka Straska, Ph.D. Tajnym hlasovanim komise doporucila obsadit misto
akademického védeckého pracovnika v oboru fyzika se zaméfenim na fyziku materiali a pokro¢ilé
metody zjiSt'ovani struktury materialt jako je elektronova mikroskopie a difrakce zpétné odrazenych
elektronu na Katedre fyziky materiald RNDr. Jitkou Straskou, Ph.D. na 3 roky od 1. 1. 2015.
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